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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T1558—2009《硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法》。与GB/T1558—2009

相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了范围(见第1章,2009年版的第1章);

b) 更改了术语和定义(见第3章,2009年版的第3章);

c) 更改了方法原理(见第4章,2009年版的第4章);

d) 更改了干扰因素内容(见5.2、5.3、5.4、5.6,2009年版的5.2、5.3、5.4、5.6),新增了干扰因素内

容(见5.8、5.9、5.10、5.11、5.12、5.13);

e) 增加了试验条件(见第6章);

f) 更改了仪器设备要求(见7.2,2009年版的6.2),删除了“窗口材料”和“温度计”的要求(见2009年

版的6.4、6.5);

g) 更改了样品(见第8章,2009年版的第7章);

h) 更改了试验步骤(见第9章,2009年版的第8章);

i) 更改了精密度(见第11章,2009年版的第10章);

j) 更改了试验报告(见第12章,2009年版的第11章);

k) 增加了附录A(见附录A)。
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硅中代位碳含量的红外吸收测试方法

1 范围

本文件描述了硅中代位碳原子含量的红外吸收测试方法。
本文件适用于电阻率大于3Ω·cm的p型硅单晶片及电阻率大于1Ω·cm的n型硅单晶片中代

位碳原子含量的测试(室温下测试范围:5×1015cm-3至硅中碳原子的最大固溶度;温度低于80K时测

试范围:不小于5×1014cm-3)。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T8322 分子吸收光谱法 术语

GB/T14264 半导体材料术语

GB/T29057 用区熔拉晶法和光谱分析法评价多晶硅棒的规程

GB/T35306 硅单晶中碳、氧含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法

3 术语和定义

GB/T14264和GB/T8322界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
背景光谱 backgroundspectrum
在红外光谱仪中,无样品存在的情况下使用单光束测试获得的谱线。
注:通常包括氮气、空气等信息。

3.2
基线 baseline
从测试图谱中碳峰的两侧最小吸光度处作出的切线。

3.3
基线吸收 baselineabsorbance
与计算吸收峰高度的碳峰相对应波数处的基线值。

3.4
参比光谱 referencespectrum
参比样品的光谱。
注:在用双光束光谱仪测试时,将参比样品置于样品光路,参比光路空着时获得;在用傅立叶变换红外光谱仪及单

光束光谱仪时,用参比样品的光谱扣除背景光谱后获得。

3.5
样品光谱 samplespectrum
测试样品的光谱。

1

GB/T1558—2023




